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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PROGRAMMABLE CONTROLLERS -

Part 2: Equipment requirements and tests

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61131-2 has been prepared by subcommittee 65B: Measurement
and control devices, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control
and automation.

This third edition of IEC 61131-2 cancels and replaces the second edition published in 2003
and constitutes a technical revision.

This third edition includes the following significant technical changes with respect to the
previous edition.

a)
b)

DC power port requirements have been moved from Clause 8 to Clause 5.
Correction of the following tests of Clause 6:

e voltage range test;

e fast supply voltage variation test;

e slow supply voltage variation test;

e gradual shut-down/start-up test.
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c)

Change of EMC requirements in Clause 8:

requirements for radiofrequency interference in Table 33 changed from 3 V to

for Zone B equipment;
reference to EMC basic standards with the last version;
reference to generic standards 61000-6-x;

cable length aligned to generic standards.

Correction of the following tests in Clause 9:

voltage dips and interruptions — power port type tests and verifications.

New organization of Clause 11:

equipment types and protection;

open PLC-system equipment;

enclosed PLC-system equipment:

— Class | equipment;

— Class Il equipment;

— Class lll equipment;

protection against electric shock;

definition of secondary circuits which do not pose a risk of electric shock:
— Class 2 circuit;

— limited voltage/current circuit;

— limited voltage circuit;

— limited energy circuit <30 V a.c. or 42,2 V peak;

— limited impedance circuit;

protection against the spread of fire within limited power circuits;
potective earthing requirements for enclosed equipment;

minor improvements in different subclauses;

impulse test only for verification of clearances.

10V

This bilingual version (2012-05) corresponds to the monolingual English version, published in

2007-07.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65B/623/FDIS 65B/636/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The list of all parts of the IEC 61131 series, under the general titte Programmable controllers,
can be found on the IEC website.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

IMPORTANT - The 'colour inside’' logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a
colour printer.
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INTRODUCTION

IEC 61131-2 is part of a series of standards on programmable controllers and the associated
peripherals and should be read in conjunction with the other parts of the series.

Where a conflict exists between this and other IEC standards (except basic safety standards),
the provisions of this standard should be considered to govern in the area of programmable
controllers and their associated peripherals.

Compliance with IEC 61131-2 cannot be claimed unless the requirements of 7.2 are met.

Service and physical environment requirements are specified in Clause 4. Functional
requirements are specified in Clause 5. Electromagnetic compatibility requirements are
specified in Clause 8. Safety requirements are specified in Clause 11.

Terms of general use are defined in IEC 61131-1. More specific terms are defined in each
part.
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PROGRAMMABLE CONTROLLERS -

Part 2: Equipment requirements and tests

1 General

1.1  Scope and object

This part of IEC 61131 specifies requirements and related tests for programmable controllers
(PLCs) and their associated peripherals (for example, programming and debugging tools
(PADTs), human-machine interfaces (HMIs), etc.) which have as their intended use the
control and command of machines and industrial processes.

PLCs and their associated peripherals are intended to be used in an industrial environment
and may be provided as open or enclosed equipment. If a PLC or its associated peripherals
are intended for use in other environments (light industrial, commercial, residential), then the
specific requirements, standards and installation practices for those other environments
should be additionally applied to the PLC and its associated peripherals.

This standard also applies to any products performing the function of PLCs and/or their
associated peripherals.

Equipment covered in this standard is intended for use in overvoltage category Il (IEC 60664-1)
in low-voltage installations, where the rated equipment supply voltage does not exceed a.c.
1 000 V r.m.s. (50/60 Hz), or d.c. 1 500 V. (If PLCs or their associated peripherals are applied
in overvoltage category Il installations, then additional analysis will be required to determine
the suitability of the equipment for those applications.)

This standard does not deal with the functional safety or other aspects of the overall
automated system. PLCs, their application programme and their associated peripherals are
considered as components of a control system.

Since PLCs are component devices, safety considerations for the overall automated system
including installation and application are beyond the scope of this standard. Refer to
IEC 60364-1 or applicable national/local regulations for electrical installation and guidelines.

However, PLC safety as related to electric shock and fire hazards, electrical interference
immunity and error detecting of the PLC-system operation (such as the use of parity checking,
self-testing diagnostics, etc.), are addressed.

The object of this standard is
— to establish the definitions and identify the principal characteristics relevant to the
selection and application of PLCs and their associated peripherals;

— to specify the minimum requirements for functional, electrical, mechanical, environmental
and construction characteristics, service conditions, safety, EMC, user programming and
tests applicable to PLCs and the associated peripherals.

This standard also specifies

a) service, storage and transportation requirements for PLCs and their associated
peripherals (Clause 4);

b) functional requirements for PLCs and their associated peripherals (Clause 5);
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c) EMC requirements for PLCs and their associated peripherals (Clause 8);
d) safety requirements for PLCs and their associated peripherals (Clause 11);
e) information that the manufacturer is required to supply (Clauses 7, 10 and 14);

f) test methods and procedures that are to be used for the verification of compliance of
PLCs and their associated peripherals with the requirements (Clauses 6, 9 and 12).

g) safety routine tests for PLCs and their peripherals (Clause 13).

The tests are type tests or production routine tests, and not tests related to the ways PLC
systems are applied.

1.2 Compliance with this standard

When compliance with this standard is indicated without qualification, compliance with all
clauses, including all tests and verifications required in this standard, should be verified.
Moreover, the manufacturer’s obligations expressed in this standard are not waived if no type
test is required, or if the test conditions are restricted for practical reasons.

When compliance with some portion of this standard is indicated, it is only necessary to verify
compliance with those clauses against which the compliance claim is made. The
manufacturer’s obligations as indicated above are still applicable. The smallest unit of this
standard for compliance purposes should be a clause, such as Clauses 5, 8 or 11.

Compliance with a portion of this standard is provided to facilitate efforts with respect to
particular conformity assessment requirements (for example, Clause 8, 9 and 10 as the
compliance requirements for the EU electromagnetic compatibility directive or Clause 11,
12, 13 and 14 as the compliance requirements for the EU low-voltage directive).

Compliance with constructional requirements and with requirements for information to be
provided by the manufacturer should be verified by suitable examination, visual inspection
and/or measurement.

All requirements not tested according to the clauses on tests and verifications should be
verifiable under a procedure to be agreed to by the manufacturer and the user.

The manufacturer shall provide, on request, compliance verification information for all require-
ments referenced in the claims of compliance with all or a portion of this standard.

It is the manufacturer's responsibility to ensure that delivered PLC equipment and associated
peripherals are equivalent to the sample(s) which have been type-tested according to this
standard and therefore that they comply with all requirements of this standard.

Significant modifications shall be indicated through the use of suitable revision level indexes
and markings (see 5.11 and 11.15) and shall comply with this standard.

NOTE A new type test may be required to confirm compliance.

Where the manufacturer is allowed to select among several options, he shall clearly specify in
his catalogues and/or datasheets those to which any portion of the PLC-system equipment
complies. This applies to severity classes of voltage dips (i.e. PS1 or PS2) and types of digital
inputs (i.e. Type 1 or Type 3).

1.3 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60060-1:1992, High-voltage test techniques — Part 1. General definitions and test
requirements
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IEC 60068-2-1:2007, Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold
IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat
IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)
IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic (12
h + 12-hour cycle)

IEC 60068-2-31:1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ec: Drop and topple,
primarily for equipment-type specimens

IEC 60068-2-32:1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ed: Free fall

IEC 60364-1:2005, Low-voltage electrical installations — Part 1: Fundamental principles,
assessment of general characteristics, definitions

IEC 60364-4-41:2005, Low-voltage electrical installations — Part 4-41: Protection for safety —
Protection against electric shock

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment
IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)?
Amendment 1 (1999)

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests2

Amendment 1 (2000)
Amendment 2 (2002)

IEC 60664-3:2003, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3:
Use of coating, potting or moulding for protection against pollution

IEC 60695-2-11:2000, Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods —
Glow-wire flammability test method for end-products

IEC 60695-11-10:1999, Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and
vertical flame test methods

IEC 60947-5-1:2003, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit
devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices

IEC 60947-5-2:2004, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-2: Control circuit
devices and switching elements — Proximity switches

IEC 60947-7-1:2002, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 7-1: Ancillary equipment
— Terminal blocks for copper conductors

1 There exists a consolidated edition 2.1 that includes edition 2.0 (2001) and its amendment.

2 There exists a consolidated edition 1.2 that includes edition 1.0 (1992) and its amendments.
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IEC 60950-1:2001, Information technology equipment — Safety — Part 1. General requirements

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measure-
ment techniques — Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measure-
ment techniques — Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measure-
ment techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6:2003, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measure-
ment techniques — Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measure-
ment techniques — Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-11:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measure-
ment techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test

IEC 61000-4-18:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-18: Testing and measure-
ment techniques — Damped oscillatory waves immunity test

IEC 61000-4-29:2000, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-29: Testing and measure-
ment techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power
port immunity test

IEC 61000-6-1:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards —
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments

IEC 61000-6-2:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards —
Immunity for industrial environments

IEC 61000-6-4:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards —
Emission standard for industrial environments

IEC 61010-1:2001, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use — Part 1: General requirements

IEC 61131-1:2003, Programmable controllers — Part 1: General information
IEC 61131-3:2003, Programmable controllers — Part 3: Programming languages
IEC 61131-4:2004, Programmable controllers — Part 4: User guidelines

CISPR 14-1:2005, Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission

CISPR 16-1-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary
equipment — Conducted disturbances
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CISPR 16-1-4:2004, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary
equipment — Radiated disturbances

CISPR 16-2-1:2005, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted
disturbance measurements

CISPR 16-2-3:2006, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity — Radiated
disturbance measurements
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

AUTOMATES PROGRAMMABLES -

Partie 2: Exigences et essais des équipements

AVANT-PROPOS

Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés. Ces décisions constituent
des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux. Dans le but
d'encourager l'unification internationale, la CEIl exprime le vceu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs regles nationales le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ou les conditions nationales le
permettent. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec |'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEl
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEl
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La CEl n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEl, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61131-2 a été établie par le sous-comité 65B: Equipements de
mesure et de contrble-commande, du comité d'études 65 de la CEl: Mesure, commande et
automation dans les processus industriels.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 65B/623/FDIS et 65B/636/RVD.

Le rapport de vote 65B/636/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme. Cette troisieme édition de la CEI 61131-2 annule et remplace la
deuxiéme édition, publiée en 2003, dont elle constitue une révision technique.

Cette troisieme édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a
I'édition précédente:
a) Les exigences relatives aux ports d'alimentation en courant continu ne figurent plus a

I'Article 8 mais a I'Article 5.
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b) Correction des essais suivants de I'Article 6:

essai de tension d'essai;
essai de variation de tension d'alimentation rapide;
essai de variation de tension d'alimentation lente;

essai d'interruption/de mise en route graduelle.

¢) Modification des exigences CEM a I'Article 8:

modification des exigences relatives aux perturbations radioélectriques dans le
Tableau 33 de 3 V a 10 V pour les équipements de la zone B;

référence aux normes de base CEM avec la derniére version;
référence aux normes génériques 61000-6-x;

longueur de cable alignée avec les normes génériques.

d) Correction des essais suivants de I'Article 9:

chutes et interruptions de tension — essais de type et vérifications concernant les ports
d'alimentation.

e) Nouvelle organisation de I'Article 11:

types d'équipements et protection

équipements ouverts de la configuration d'AP

équipements fermés de la configuration d'AP

— équipement de classe |

— équipement de classe Il

— équipements de classe Il

protection contre les chocs électriques

définition des circuits secondaires qui ne présentent pas un risque de choc électrique:
— circuit de classe 2

— circuit avec limitation de tension/courant

— circuit avec limitation de tension

— circuit avec limitation d'énergie < 30 V c.a. ou valeur de créte de 42,2 V

— circuit avec limitation d'impédance

protection contre la propagation d'un incendie dans les circuits a puissance limitée
exigences relatives a la mise a la terre pour les équipements sous enveloppe
améliorations mineures dans les différents paragraphes

essai d'impulsion uniquement a des fins de vérification des distances d'isolement

La présente version bilingue (2012-05) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2007-07.

La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CElI 61131, présentées sous le titre général
Automates programmables, peut étre consultée sur le site web de la CEI.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site Web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch" dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

IMPORTANT - Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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INTRODUCTION

La CEI 61131-2 fait partie d'une série de normes sur les automates programmables et les
périphériques associés, et il convient de la lire conjointement avec les autres parties de la
série.

En cas de conflit entre cette norme et d'autres normes CEI (a I'exception des normes de base
sur la sécurité), il convient de considérer les dispositions de cette norme qui régissent le
domaine des automates programmables et de leurs périphériques associés.

La conformité a la CElI 61131-2 ne peut pas étre revendiquée sans que les exigences de 7.2
soient satisfaites.

Les exigences de service et d'environnement physique sont spécifiées a I'Article 4. Les
exigences fonctionnelles sont spécifiées a I'Article 5. Les exigences en matiére de
compatibilité électromagnétique sont spécifiées a I'Article 8. Les exigences de sécurité sont
spécifiées a I'Article 11.

Les termes d'usage général sont définis dans la CEl 61131-1. Des termes plus spécifiques
sont définis dans chaque partie.
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Partie 2: Exigences et essais des équipements

1 Généralités
1.1 Domaine d'application et objet

Cette partie de la norme CEI 61131 spécifie les exigences et les essais correspondants des
automates programmables (AP) et de leurs périphériques associés (par exemple, outils de
programmation et de mise au point (PADT), interfaces homme-machine (HMI), etc.) qui sont
prévus pour étre utilisés comme dispositifs de contréle et de commande de machines et de
processus industriels.

Les AP et leurs périphériques associés sont prévus pour étre utilisés dans un environnement
industriel et peuvent étre fournis comme équipements ouverts ou fermés. Si un AP ou ses
périphériques associés sont prévus pour étre utilisés dans d'autres environnements (industriel
léger, commercial, résidentiel), il convient que les exigences, les normes et les directives
d'installation spécifiques relatives a ces autres environnements soient appliquées a I'AP et a
ses périphériques associés, en plus de la présente norme.

Cette norme s'applique également a tous les produits remplissant la fonction des AP et/ou de
leurs périphériques associés.

Les équipements couverts par cette norme sont prévus pour étre utilisés dans des conditions
de surtension de catégorie Il (CEl 60664-1) dans des installations basse tension, ou la
tension d'alimentation secteur nominale n'excéde pas 1 000 V en courant alternatif (valeur
efficace) (50 Hz/60 Hz) ou 1 500 V en courant continu (si les AP ou leurs périphériques
associés sont destinés a étre utilisés dans des installations dont les conditions de surtension
sont celles de la catégorie Ill, une analyse complémentaire sera nécessaire pour déterminer
si les équipements conviennent a ces applications).

Cette norme ne traite pas la sécurité fonctionnelle ou d'autres aspects du systéme automatisé
global. Les AP, leurs programmes application et leurs périphériques associés sont considérés
comme des composants d'un systéme de commande.

Du fait que les AP sont des dispositifs de type composants, les considérations de sécurité du
systéme automatisé global portant sur l'installation et I'application sont hors du domaine
couvert par cette norme. Se référer a la CElI 60364-1 ou aux réglements nationaux/locaux
applicables pour l'installation électrique et pour les directives de sécurité.

Cependant, la sécurité de I'AP relative aux risques de choc électrique et d'incendie, a
I'immunité contre les interférences électriques et a la détection des erreurs de fonctionnement
de la configuration de I'AP (telle que l'utilisation du contréle de parité, des diagnostics d'auto-
testi, etc.), sont couverts.

L'objet de la présente norme est:

— d'établir les définitions et d'identifier les principales caractéristiques concernant le choix et
I'application des AP et de leurs périphériques associés;

— de spécifier des exigences minimales pour les caractéristiques fonctionnelles, électriques,
mécaniques, environnementales et de construction, les conditions de service, la sécurité,
la CEM, la programmation utilisateur et les essais applicables aux AP et aux
périphériques associés.
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Cette norme spécifie également:

a) les exigences de service, de stockage et de transport pour les AP et leurs périphériques
associés (Article 4);

b) les exigences fonctionnelles pour les AP et leurs périphériques associés (Article 5);
c) les exigences CEM pour les AP et leurs périphériques associés (Article 8);

d) les exigences de sécurité pour les AP et leurs périphériques associés (Article 11);
e) les informations que le constructeur doit fournir (Articles 7, 10 et 14);

f) les procédures d'essai et procédures que I'on doit utiliser pour vérifier la conformité aux
exigences des AP et de leurs périphériques associés (Articles 6, 9 et 12).

g) les essais individuels de série de sécurité pour les AP et leurs périphériques associés
(Article 13).

Les essais sont des essais de type ou des essais individuels de série en production et non
des essais relatifs a I'application des configurations de I'AP.

1.2 Conformité a cette norme

Lorsque la conformité a cette norme est indiquée sans qualification, il convient que la
conformité a tous les articles, comprenant tous les essais et toutes les vérifications exigés
dans cette norme, soit vérifiée. Par ailleurs, il ne peut pas y avoir de dérogation aux
obligations du constructeur exprimées dans cette norme, si aucun essai de type n'est exigé
ou si les conditions d'essai sont limitées, pour des raisons pratiques.

Lorsque la conformité a une certaine partie de cette norme est indiquée, seule la conformité
aux articles pour lesquels la revendication de conformité est déclarée doit étre vérifiée. Les
obligations du constructeur sont toujours applicables, comme cela est indiqué ci-dessus. I
convient que la plus petite entité de cette norme concernant la conformité soit un article, ex.:
Articles 5, 8 ou 11.

La conformité a une partie de cette norme est accordée pour rendre compte des efforts
faits concernant des exigences d'évaluation de conformité particuliéres (par exemple, les
Articles 8, 9 et 10 comme les exigences de conformité a la directive européenne de
compatibilité électromagnétique ou aux Articles 11, 12, 13 et 14 comme les exigences de
conformité a la directive européenne basse tension).

Il convient que la conformité aux exigences de construction et aux exigences des
informations, a fournir par le constructeur, soit vérifiée par un examen approprié, une
inspection visuelle et/ou une mesure.

Il convient que toutes les exigences non soumises a essai selon les articles sur les essais et
vérifications soient vérifiables suivant une procédure a convenir entre le constructeur et
['utilisateur.

Le constructeur doit fournir, sur demande, les informations de vérification de conformité pour
toutes les exigences référencées dans les déclarations de conformité a tout ou partie de
cette norme.

Le constructeur a la responsabilité de s'assurer que I'équipement AP et les périphériques
associés livrés sont équivalents au(x) échantillon(s) qui ont été soumis aux essais de type de
cette norme et par conséquent, qu'ils satisfont a toutes les exigences de cette derniére.

Les modifications importantes doivent étre indiquées par I'utilisation d'index de niveau de
révision et des marquages appropriés (voir 5.11 et 11.15) et doivent étre conformes a cette
norme.

NOTE Un nouvel essai de type peut étre requis pour confirmer la conformité.
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Dans le cas ou le constructeur peut choisir parmi plusieurs options, il doit indiquer clairement
dans ses catalogues et/ou dans ses fiches techniques toute partie d'équipement de la
configuration de I'AP qui satisfait a ces options. Ceci s'applique aux classes de sévérité de
chutes de tension (c.-a-d. PS1 ou PS2) et aux types d'entrées numériques (c.-a-d. Type 1 ou
Type 3).

1.3 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60060-1:1992, Technique des essais a haute tension — Partie 1: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais

CEIl 60068-2-1:2007, Essais d'environnement — Partie 2-1: Essais — Essais A: Froid
CEI 60068-2-2:1974, Essais d'environnement — Partie 2-2: Essais — Essais B: Chaleur seche

CEIl 60068-2-6:1995, Essais d'environnement — Partie 2-6: Essais — Essai Fc: Vibrations
(sinusoidales)

CEl 60068-2-14:1984, Essais d'environnement — Partie 2-14: Essais — Essai N: Variation de
température

CEIl 60068-2-27:1987, Essais d'environnement — Partie 2-27: Essais — Essais Ea et Guide:
Chocs

CEI 60068-2-30:2005, Essais d'environnement — Partie 2-30: Essais — Essai Db: Essai
cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)

CEIl 60068-2-31:1969, Essais d'environnement — Partie 2: Essais - Essai Ec: Chute et culbute,
essai destiné en premier lieu aux matériels

CEl 60068-2-32:1975, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Ed: Chute libre

CEI 60364-1:2005, Installations électriques a basse tension - Partie 1: Principes
fondamentaux, détermination des caractéristiques générales, définitions

CEI 60364-4-41:2005, Installations électriques des batiments — Partie 4-41: Protection pour
assurer la sécurité — Protection contre les chocs électriques

CEI 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel

CEI 60529:2001, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)1
Amendement 1 (1999)

CEI 60664-1:1992, Coordination de l'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a
basse tension — Partie 1: Principes, prescriptions et essais?2

Amendement 1 (2000)

Amendement 2 (2002)

11l existe une édition consolidée 2.1 qui inclut I'édition 2.0 (2001) et son amendement.

2 || existe une &dition consolidée 1.2 qui inclut I'édition 1.0 (1992) et ses amendements.
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CEI 60664-3:2003, Coordination de I'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a
basse tension — Partie 3: Utilisation de revétement, d'empotage ou de moulage pour la
protection contre la pollution

CEIl 60695-2-11:2000, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2-11: Essais au fil
incandescent/chauffant — Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis

CEI 60695-11-10:1999, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-10: Flammes d'essai —
Méthodes d'essai horizontale et verticale a la flamme de 50 W

CEI 60947-5-1:2003, Appareillage a basse tension — Partie 5-1: Appareils et éléments de
commutation pour circuits de commande — Appareils électromécaniques pour circuits de
commande

CEI 60947-5-2:2004, Appareillage a basse tension — Partie 5-2: Appareils et éléments de
commutation pour circuits de commande — Détecteurs de proximité

CEI 60947-7-1:2002, Appareillage a basse tension — Partie 7-1: Matériels accessoires — Blocs
de jonction pour conducteurs en cuivre

CEI 60950-1:2001, Matériels de traitement de l'information — Sécurité — Partie 1. Exigences
générales

CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

CEI 61000-4-3:2006, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques

CEI 61000-4-4:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai
et de mesure — Essais d’'immunité aux transitoires électriques rapides en salves

CEI 61000-4-5:2005, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-5: Techniques d’essai
et de mesure — Essai d’immunité aux ondes de chocs

CEI 61000-4-6:2003, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai
et de mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEI 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-8: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau

CEIl 61000-4-11:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques
d'essai et de mesure — Essais d'immunité aux creux de tension, coupures bréves et variations
de tension

CEI 61000-4-18:2006, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-18: Techniques
d'essai et de mesure — Essai d'immunité a I'onde oscillatoire amortie

CEI 61000-4-29:2000, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-29: Techniques
d'essai et de mesure — Essais d'immunité aux creux de tension, coupures breves et variations
de tension sur les accées d'alimentation en courant continu

CEI 61000-6-1:2005, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-1: Normes génériques
— Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légére
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CEI 61000-6-2:2005, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-2: Normes génériques
— Immunité pour les environnements industriels

CEI 61000-6-4:2006, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-4: Normes génériques
— Norme sur I'émission pour les environnements industriels

CEI 61010-1:2001, Regles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation
et de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générales

CEI 61131-1:2003, Automates programmables — Partie 1: Informations générales
CEIl 61131-3:2003, Automates programmables — Partie 3: Langages de programmation
CEI 61131-4:2004, Automates programmables — Partie 4: Guide pour I'utilisateur

CISPR 14-1:2005, Compatibilité électromagnétique — Exigences pour les appareils
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues — Partie 1: Emission

CISPR 16-1-2:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-2:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques — Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

CISPR 16-1-4:2004, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-4:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations
radioélectriques — Matériels auxiliaires — Perturbations rayonnées

CISPR 16-2-1:2005, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-1:
Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité — Mesures des perturbations
conduites

CISPR 16-2-3:2006, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-3:
Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité — Mesures des perturbations
rayonnées





